Deveci (Hekiman-MALATYA) Siderit'Orneklerinde
Yapilan Bir Cevher Hazirlama On Calismast

A preliminary ore preparation work on the Deveci (HeMmhan-Malatya)

siderite samples
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Ol 1 Deveci (Hekimhan-Malatya) slderit &rneklerinin, cevher hasirlama yontemlerinden yararlanilarak yapi«
Lan incelenmesi bu calismada sunulmaya calisilmustir.

Deveci siderit yataginin genel hatlari ile mineral parajeneMnin elek analizleri ve manyetik ayirma yon*
temlerinden yararlanilarak, yiizeyde, siderit j+ SiO" derine dofru ise siderit + SiO, |+ ankerit/dolomit'ten
olustugu saptanmustir,

Calismada, cevher hazirlama yontemleri araciligi ile yapilabilen geometrik veya mekanik Ma”6kasyoniin
en azindan jeneze yaklapmda bir metod olarak Icullanilabileceglnin veya arastinlmasi gerektiginin sonucuna,
Deveci siderit yataklanmasi Ornegi ile varilmaya calisilmistir.

ABSTRACT T M this study, it'§ been attempted to submit the efnielii*i<ns of the invustiffations carried
out on «M¢érite samples by orf© preparation methods.

By means of siéve analyses, ana nm”netic séparation methods; the mineral paragen”sis of IJeveci side-
lit* deposit©, ficewn top to the bottom, has btew determined as, siderii ;+ SiO, (ait toe top) mud siderit +
SiO, 4- + Ankerit/doteanlte (toward tiie deeper level»).

As a» example, Wm be”i attempted to imlieato fia Deveci eiderite depoelte titot whethfBp «eomi™trio. uiui
niechitiii<*al classifications aocompM"ied mly by ore prepariatloa ni“thocLs, mm at least b© used! a» ai u"tho<!

to elaoioate the genesi» ppobl™“ns or W% applicabLlit>" must be tovestlgateei*

GIRfS

Daha oOnceki yapila satagsmalara jenezi metax.
matlk”idrotermal olarak aciklanan, Deveci siderit ou-
gumu Unlii (1968) tarafmda sinsedimanter-volkanojen
olarak detertendirilmistir.

ilerleyen teknolojiye paralel olarak hammadde po-
tansiyelinin hizla azalma« nedeniyle, maden yataklarin.
dan en ekonomik meta! kazanilma« fereklith™, cevher
hazirlama ve zenginlestirme disiplininin 6nemini herge=
cen glin" artirmaktadir. Son yillarda yapilan cevher
hazirlama c¢alismalarinda secilen yOntemin maden-
yataklarinin jenezleri ile bagimli oldugu ortaya koyulL
mustur. Yani, aymi jenezde olan cevherlerin zenginles-
tirilmelinde kullanilan metodlar, hemen hemen aynidir,
Bilhassa elek analizlerinde gerekli tane boyu (serbest-
legme derecesi), benzer jenezli yataklar icin tanimlayi-
cidir, Bu d a maden mineral agregr*lannm Jenez OBIL
gili olarak meydana fetirdiklerl Struktur ve tekirtur
Lllikle”e bianir, '

Bir cevher hazirlamaci, eMndeki malzemenin cesit®
ii komponentlerinin, birbirlerinden en saf gekilde ay.
nmiam metodlanni arastinrken, ayni komponentlerin
birbirleriyle olan dokugal ve tekstiirel iligkilerin ince«
lenmesi ise, bir maden yatak¢isinin olusum modeline

yaklafimdaici objesini tepU eder, Bifer bir yaklafim
ile, toir maden yatagmui ekonomik deferlendirtlinestaae,
yatagm jen”inl afiik-

cevher hazirlajna gahsmaXexl Ue
ATANA

llyacak o y& ntaaa3 i m cahsmBiSLr blrbw*
A '’

terg yondek? timleridir —Bu ikl QallsaAm blrblrie*

A A A RS

riy?eparalel 3 4 objenln geregldlr,
Yukaridaki agiklama dogrultusunda, Deveci side,

A A AN
rft 6rneklerlind elelc ve » y-" aymna 8n=
As A ..

temlerittin J2 m oa g m nuorcnszcng Almlmert) ve

AN

™ (xJ*nlan Difraksiyonu AnalMerl) yardimi ile
yapilan mineralojik incelemeleri, bu calipnada sunul,
mustur. I

Jenealnin sinsedimanter-volkanojea oldupina bir.
50k metodla yaklaganim getirilmis oldufu bu yatagin,
parametrelertnin sunulmam, ayni parametrelere sahip

a ve cmher

dlifer cevherlepnelerin yaMAfm
A

hazirlanmasinda bir 6rnek tegkil edeMlecektir,

Cevhw

firlamada en uygun yontemin segilme-
si, cevherlesmenin ekonomik boyuta getirileMImesinde,
Ki en Onemli faktér oldufu da herkezce bilindiignden,

yukaridaki calismanin ekonomik OnemUIlf i kendiligin-,

den ortaya sikmaktadir,
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OEVHEB KAZIKLAMA

Bu c¢alismanin amaci, Deveci siderit olugumu ile
flgili, yiizeye ve derine ait siderit 6rneklerinde, bir cev-
her hazirlama 6n caligmasinin tanitilmagidir, liicaleme,
elek simflandirmalanmn ayirtlamasit ve bu smiflarin
manyetik ayirma yontemlerini kapsar. Def erlendirme-
ler RFA ve XKD yardimi i© yapilmistir.

Yiizey OrneWerindett Cevher Hazirlama Asasnailari ve
Bu Asamalarda Alinan Ornekler

Cevher hazirlanmasi icim kullanilan érnekler Ka-
ramagm Tepe'den alinmistir. Bu yorede, sidoritin de«
Pgimiyle olupnus limonitler, agik isletme yontemleriy-
Le kazanilmaktadir, Bu limonitler, daha derinde siderit

DEVECI SIDERITINE AIT OZGUN DRNEK

REPRESENTATIVE SAMAES A DEVET! FDE

%100; + 150mm ., 4,5 ton
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TANIK ORNEKLER ~ CEVHER HAZIRLAMA ICIN SECILEN

FLPRESENTATVE SAMALES OR’NLK

SAVELES £99 ORE SRVCESS s

SekU 1 ¢ Deveci yiizey rhderitlerinde yapilan kirma
ve Ornek alma islemleri.

Figure 1t SainpMnjg BMU enrafctag’ pro~dure followed
for the Beved surfa” »iderito «amples,

cevherlerin© dereceli gegis gosterirler, Sideritleri ince-
femek icin, paiiatela yolu Ue 4,5 ton siderit Ornegi
alinmisto.

Aym amele (I4+' 150 mm) §eneU ve konik kiricilar
yardimi tie % 100, -S mm, ye kinlmiste, Kirma islemi
sirasmda -75 mm liic kissmdan alman temsili 6rnekler
mineralojik inceleme icin ayrilmistir (Sekil 1), Daha
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sonra Ornek, once geneli kiriciile 80 mm.nin aitma ge-
tirilmis ve ondan sonra konik kiricida 8 mm.nim alti«
na kiigiltiitatiftiir, 8 mm,nin altina kirilan cevherden

" harmanlama (3 defa) ve dortleme biciminde 1bolmeler-

le yaklagik 2.8‘(.)‘er kg, Iik 18 temsiii Omek grubu ay-
ridmistir, 1/16IUC gruplarm birbirinden tekrar dortleme

2.1 kg.Lik Deveci siderit 6rnegi(% 100;-8mm)

DEVEC) SIDERITE SAMPLE WEIGHING 21 Kg (/00 %, = 8mm)

Merdaneli kiric
ROD CRUSLER

1 X 100,-3mm.

Bolme

GUARTERING |
Lo
05 Hg 05Hkg O5Hg 05k

—_—

Tanik ornekler Konik kirici+Laboratuar

REPRESENTATIVE SAMPLES deg;rmem

CONICAL CRXSGHER + LABORATORY
MILL

Ogiutme (-1mm.)

ERINODING

|

Yas eleme
WET SIEVE
~-0063+ 009+ 0./25t02+0.3/5,+ 0.5,
+063+ 08 mm.

Sekil 2 : Elek analizi icin érnek hazirlanmas:,
Figure 2 : Sample preparation for the screen analysis

ve bolme ile alman ikinci 1/1611k (17,5 kg,) Ornekler-
den alman (2,1 kg,*) WIUmlerin biri kimyasal bilesim
ve mineralojik yapinin saptanmalari amaciyla, dig er
uglide tanik Ornekler olarak aynUmitir,

Yukaridaki 2,1 kg.lik 6rntklerden bir tanesi Alman-
ya' da Berlin Teknik Universitesfnde (TtJJBerlin), oev*
her hazirlama deneylerinde kuilaniimalJt lizere M.T.A,
Genel Mudiirlifii'nden saflanmgtir,

Oev”i Hazirlaiua. PEA™lert

Mete AnfIM 2,1 kgjik temsili 6rnek (-8 mm,) bir
merdaneU kirict yardimi ile 3 mm,nin altina kirildik-
tan sonra, bir numune boliici yardlmlyle 05 kg.hk
Miiimlere béliinmektedir (Sekil 2), 0,5 kg.hk b1r boliim
laboratuvar konik kiricist ve cubuklu dedirmeni yardi-

‘mi1 ile i mm,nin altrna 6fitilmekt"ir,

Bu ornek, deneme eleklerinde (0,003/0,00/0,125/0,
2/0, 315/0,5/0,63 v© 0,8 mm.) yas olarak elenerek, Wr
kurutma dolabinda tiim fraksiyonlar kurutulmaktadir,
Kurutmadan ionra elek fraksiyonlari tartilmaktadir
(Tablo 1),



Sekil 8 de, elek toplam dagilim egrisi gériilmekte.
dir, Bu egriden, tane bliylikliiklerine gire elek alf1
ve elek listll toplam numune miktarlar okunabilir,

Elek fraksiyonlarimin element igerigi RFA yar-
dim ile tayin edilmigtir, Sonucglar Tablo 1'de gosteril-

e

RGO
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0

Elek dagilim toplam: (AGirlik®% )——
CUMULATIVE FROCTIONAL WESNT

ai o2 o3 24 o2s as o7 o8 23 ra

Tane blylkligu (mm.)——

FPURTICLE SIZE (7Y

Sekil 3 : Toplam tane dagihnm egrisi,

Figure 3 : Cumulative particle size distribution curve.

miftir. Ayric» Sekii 4'te, elek fraksiyoolaram oggii
element iceriklerimin grafik dagilimlari goriilmektedir.

Sekil é'te goruldiugiu gibi, Fe ve Mn elementleri,
elek frakMyonlannda hemen hemen oldukga paralel
dagilmaktadir, 0,06S mm. nin altoda Fe ve Mn ele-
ment yogunlagsmalar1 en kug¢uk degerine ulasmakta«
dir, FO igerifi 0,8-1,00 mm, ve Mn icerifi 0,00-0,125
mm, de “fer frAksiyonlardan daha biiyiik degere ula§"
maktadir,

K, Al ve Si icerikleri ayr1 ayr1 birbirlerine paralel
olarak dagilmigtir. Onlarin K, Al ve Si icerikleri artan
tane boyutlarinda diizensiz olarak azalmaktadir ki, bu
durumda ise Fe ve Mn igerikleri yiikselmektedir. K, Al
ve Si icerigi 0,083 mm. nia altinda en biiyiik degerlerine
ulaprken, O"OjIEQO mm, de ise diger elek fraksiyonla*
ram gore en kiiciik degerine dger,

Mg'un dagilimi Mn ve Fe elementlerinin dagilimina
uymaktadir, Mfun en kiiciik degerine -0,063 mm. de
ve en yliksek degerine ise 0,8-1,0 mm, ye karpiik gel-
mektedir,

Ca'un dagilimi, yukarida belirtilen hig bir elemente
uymaz. Ca element igerigi -0,068 mm,de diger Oa de-
gerlerinden diifiik ve 0,063-02 mm,, ler arasinda diger
frakfliyonlarin Ca element degerlerinden yliksektir.

Manyetik Ayuma Elek fraksiyonlarinin manyetik
alan ayirmasi icta, Frantz 1Eodinamik Elektromanye-
tik Seperator kullanildi,

g
. AGIRLIK = E TENOR %
ELEK ACIKLIG! (mm.) wEsHr 5 2t oRace . %
SCREEN SRZE ;00) = :‘5§ %
(g) | (%) _§§v§§‘ '
% Fe | Mn | Mg | Ca|Si | A | K

—0.063 | 95.0)16.34 | 16.34 | 3638 5.98] 092| 0.61| 2.40| 091 0.34
10063009 | 205| 35219863820 628] 121] 0.72] 180 068| 0.23
{009 .0125 | 10| 310 2296| 3810 630 124 0.7 110] 034 020
0125.02 30.0| 56| 2812| 3830 618| 121] 072] 130 040 022
02 0315 | 365 628 3440 3800 610| 116| 064 132| 038] 022
| 0315.05 55.0| *9.46| 43.86 38.30 610 115| 065 140 0.40] 0-21
| 05 063 62.0| 10.66| 5452| 3860 6.15| 126] 0.66] 1.45| 0.42| 0.23
| 063.08  |M2.5 | 1934 7386 38.30 6.20| 121| 064 1.50 043| 022
08 .10 152.0 | 26.140100.00 | 39.20 6.22| 1.27| 064 185| 058 0.24
| TOPLAM  [581.5[100.00] 37.10] 6.10] 105| 0.61 240 083 0.32

Tablo 1: Elek. ve Rintgen- Fluorenszenz analizleri (RFA)
Table 1 : Screen analysis and chemical analyses of each screen faction by XRF
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Tablo 2 : Manyetik ayirma, 7 ' :
Table 2 : Magnetic separation, :fm R
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Her bir elek fraJcsiyonundaki siderltlerln, difer mi-
nerallerden ayrilmasi i¢in® Manyetik Alan Ayiricisinda,
asagidaki kosullar, bircok deneyimden sonra saptanmig
tir :

On efim (,) 15 °

Yan eflm ®) , 18

Akim siddeti (I) = 0,3 A
Titresim katsa”s1 (Amplitut) — 7

Elek fraksiyonlarinin Manyetik Alan Ayiricisi ile
ayirtlanmasmdan once her bir fraksiyon el miknatisi
(Tip*Wilke) yardimi ile ferromagnetik minerallerden
ayirtlanmiltir, Daha sonra ise Mderlt herbl® fraksiyon-
da, yukaridaki belirtilen s&rtta Manyetik Alan Ayin=
cisindan fe§irilerek, dif er diigiik duyarhiUta sahip mi-
nerallerden aprtlanmigtir,

Tablo 2'de, elek fraksiyoniannm manyetik ve man-
yetik olmayan taraflardaki miktarlar1  gosterilmekte-
dir. Manyetik olmayan taraftaki O6rnek miktarlari,
IWA icin kafi miktarda olmadig1 igin, 6zgiin Ornefin
manyttik alan ayirtlayleismda ayrilan manyetik ve
manyetik olmayan taraflarina ait bollimlerinin ayri
ayr1 rontgen difraktometre alimlari yapimig ve dif«
ragtoframlan Sekil S'ten - 13'e kadar gosterilmistir,

SeMi 4 : Elek frakiiyonlai'indfIM element igerikterL
nln % agirhik dagilimlftrd,
Figur e 4 : Concentrations of variions éimmxttn-"m the

scre«i fractions.
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Sekil 5 : Elekfraksiyon: 0,068 mm,

- Figure 5 : Screen fraction: 0.063 mim,

Elekfraksiyon:0063-009 mm.
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Sekil 6 : Elekfraksiyon: 0,063 - 0,09 mm,
Figure 6 : Screen fraction: 0,063 _ 0,09 mm,



Tablo 2'de gorildiifii gibi, manyetik taraf 6rnek
ylzdesi, yiikselen tane buyiiklifii ile dii§erken, maiu
yetik olmayan taraf ornek yilizdesi artmaktadir. Bura»

dan yiikselen tane biylikligi ile cevher kenetlesme
derecesinin arttifi gorilmektedir.
Manyetik alan ayiricisinin ~ belirlenmis  calisma

sartlarinda, sideritin manyetik olmayan minerallerden
ne kadar iyi ayirtlandif 1 (her seyden once kuvars ve
difer silikatlar) Sekil 5'ten-13'e kadar goriilmekte-
dir, Siderit pikleri manyetik olmayan kisimda, ytikse-
len tane biyuklifii ile artmaktadir. Buradan sideritin
manyetik kistmdaki miktarinin yiikselen tane boyu ile
azaldig1 ortaya c¢ikanlabilir,

SiO, pikleride, manyetik olmayan tarafta, yiikse-
len tane biyiiMiifiinde azalmaktadir, Ciinkii SiO” nin

kenetlenme derecesi, yiikselen tan© biiyiikliigii ile yiik,
selmektedir,

Ytoey OmeMerindear Cevher Haairlamianm Sonuclar

Deveci siderit olusumu yiizey OrneMerino 6zgii elek
frAsiyonlarmdaki Fe-igerlfi %306»38«39.2Q, Mn-iceri«
fi "0.eS-6.S0, Mg-iceiii 1 % 0,92-1,27, Oa-lserifi %0>81—
0,7A, SUcerigi % 1,10-2,40, Al-icerlgl -%0,34.091 ve
K-igerigi ~,0,21-0,34 arasinda sapmalar gostermekte-
dir (Fe/Mn oram yaklasik 6 dir), RFA yardimi ile ya-
pilan kimyam! analizler® eleme frakBiyonlarmdaki ele-
mentlerin hemen hemen higbir fraksiyonda zenginles-
mediginl gostermektedir, Ancak 0,063 mm.nin altmda
Pe, Ma ve Oa icerikleri en diigiik def erlerine sahipken,

K, Al ve Si icerikleri en yiiksek def erlerine ulagsmak-
tadir.

Elek fraksiyonlart bir "Frantz izodinamik Elektro-
manyetik Sep'arator'iinden gegirildikten sonra, herbir
fraksiyonun orijinal, manyetik ve manyetik olmayan ta-
raflarina Ozgii 6rneklerin, rontgen difraktometre yar«
dimi ile diyagramlari cizilmistir. Bu difraktogram re-
simlerinden, siderit ve SiO,'nin manyetik ve manyetik
olmayan taraflardaki dagilimlar1 gozlenmistir.

Siderit miktari, manyetik kisimda yiikselen tane
bliytikligii ile diser. Bunun nedeni, siderit ve Si6”"nin
kenetlenme derecesinin yiikselen tane biiyikligl ile
artmasi vede boylelikle ayirmanin koétiilesmegidir. Bu-
nun disinda "Frantz izodiiamik Elektromanyetik Se=
paratoriinde” 0,5 mm.nin tizerindeki tane biiyiikliikle-
rinde iyi bir ayirtlamamn yapilamiyacatida unutulma-
malidir (Lange, 1962),

bl

Sondaj Karot Orneklertadeii Cevher Hazirlauna
Deneyleri ve Ornek Alimi

Cevher hazirlama icin, Deveci siderit olufumundan
alman 4,5 ton ust ylizey Orneginin incelenmesi, daha

« D-4 Sondaj koordinatlari; X: 306002, Y. 411306,
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Z:

onceki bolimde anlatilmisti. Bu defada. Deveci P-4
sondajindan* alman siderit ornekleri cevher hazirlama
iflemine tabi tutulmustur, Her metreden alinan fiiderit
orneklerinin kangimi Sekil 1 ve Sekil 2'deki akim ge-
malar1 geregi, cevher hazirlama islemleri yapilmuistir,

Daha sonra'yag elek analizi yapilarak, elek frak-
siyonlart manyetik ayirmaya tabi tutulmustur, Manye-
tik ayirmada agagidaki sartlar uygulanmstir ;

a = 155° B = 16° 1 = 03A ve Amplitud = 7,

Manyetik ve manyetik olmayan taraflardan, dif-
raktogram resimleri cekilmistir. Deveci list yiizey si-
derit orneklerinden alman Orneklerde siderit ;+ SiO,
pikleri gozlenirken, buna karsin D4 sondajindan ali-
nan orneklerde siderit ;+ SiO, + ankerit/dolomit pik-
leri gorilmektedir,

Sondaj Karot Ornektorinden Cevher Haznianm
Sonuclan

Sekil 14'te goriildiigli gibi, 0,09.0,125 mm, elek
fraksiyonunun 6zgiin 6rneginde siderit + &}O, -f an-
kerit/dolomit piki tesbit edilmiftir,

Ayni fraksiyonda manyetik ayirma yapilmis ve
manyetik olmayan kisunda ankerit/dolomit pikleri ve
iz olarak siderit pikine rastlanmig, buna kar§in man-
yetik kisimda, siderit ve S10, pikind rastlanmis, an-
cak; ankerit/dolomit pikine higbir sekilde tesadiif edil-
memistir. Buradan "ideal ayirtlamamn" yapildigi sap-
tanmiftir (Sekil 14),

SONUC

Deveci siderit olusumu tst ylizey siderit ornegi, si-
derit + SiO, parajenezine karsin, sondaj karot siderit
orneklerinde (artan derinlife dogru) siderit + SiO, nin
yaninda ankerit/dolomit mineral topluluguna rastlanil-
maktadir.

Manyetik Alan Ayiricist ile (; =* 15°, B = 16%
I == 0,3A ve Amplitut = 7 deki fartlarda), slderitlerin
cesitli elek fraksiyonlarinda difer diisiik duyarhlifa
mhip minerallerden, kolaylikla ayirtlanabilirUkleri, de-
neysel olarak gosterilmistir.

TARTISMA

Cevher agregatlarinin yapi ve dokulari, dogrudan
dogruya olustuklari ortainm fizikokimyasi ile ilgilidir.
Tane buytklikleri de ayni faktore baglidir.

1604 79,



Calismada, bu dikkate alinmu, Pevei sideritlerinin
genfinlegtirlimesinde kullanilan yontemden, mineraleu
jik metodlardanda yararlanilarak, jene” ile ilgili sonuc-
lar c¢ikarilmasi denenmistir.

Elek fraksiyonlanndaki element igeriklerinin yiiz.
de agirlik olarak dagilimlari, element beraberliklerini
a§afidaki sekilde formiile eder ;

‘a) (Fe++ > Mn+ +) CQ,
b) (Fe++ > Mg*+ > Ca CO,

c) Si > Al > K)

Sxk "a" Mn iceren siderite, sik "fo" ankerit/dolomit
e, stk "c" ise kil minerallerine karpttir.

Sekil 4'te gozlendigi gibi, yukarida gruplanan “a"
ve "c¢" grubu elemanlar1 arasinda tane biiyiikligi ile
yiizde af 1rlik oranlar arasinda ters bir iligki mevcuttur.
Bunun nedeni, kil minerallerinin daha ufak boyutlara
kadar serbestleimesidir, Diger neden ise Fe ve Mn in
bulundugu ortamlarda, kil minerallerinin daha az ol-
masidir, Bu durum ayni zamanda, maden yataginda ki
kil ve siderit seviyelerinnin ardigikli tabakalanmalari-
nin da laboratuvar captaki bir modelidir

Sedimantasyon havzasinda, sideritin gokelebilmesi
icin gerekli olan pH, 7-8 degerleri (ndtr ortam), killerin
¢okeldifi daha asidik pH ya dogru gecis gostermekte-
dir. Bu olusum esnasindaki sistematik degisme, yatak
boyunca izlenmektedir, Elek fraksiyonlanndaki yiizde
agirhik oranlarindaki bu dagilis ,,ancak sedimantasyon
havralarinda miimkiin olabilen ardigikli ¢okelme ile
miimkiin olabilir.

Diger 6nemli bir nokta ise Bilhassa 0,09 - 0,125 mm.
elek fraksiyonunda (Sekil 14) siderit ve ankerit/dolo-
mit fazlarmin 100 intensitetli piklerinin, 2 ayr1 faz
halinde elde edilmesidir, Aym1 fraksiyonun manyetik
olmayan tarafinda elde edilen difraktogramda yalnizca
onkerlt/dolomit 100 intensitetli pikinin goriilmesine raf»
men, manyetik tarafa ait difraktogramda sideritin 100
intersitetli piki gozlenmistir. Bu durumda; 0,00-0,125
mm, lik elek fraksiyonuna uyan boyutlarda, ankert t
/dolomit ve sideritin kolaylikla (artik birakmaksizin)
2 ayri faza ayrilabilecegi tesbit edilmistir.

Kanimizca, bu tane boyutunda siderit ve ankerit
/dolomit in 2 ayr1 faz olarak bulunmasi, olusmus madde-
de (agrégatta) fazlarin kesin hudutlarla ayrildigi, bu
biiytikliigiin tistiinde bu 2 fazin dispers dagilisin (bu 2 fa-
zin meydana getirildigi bir baska kat1 eriyik fazinin) yok
denecek kadar az olabilecegini diisiindiirmektedir. Bu

doku oOzelligi, difer verilerle sinsedimenter.volkanojen
olusuma sahip oldufu tesbit edilmis olan Deveci siderit
yataklanmasinda gozlendiginden, bu oOzelligin sediman*®
ter yataklar igin bir kriter niteligini tasiyip, tanyami»
yacagimn ,daha fazla sayidaki yataklarda yapilacak
incelemelerle kuvvetlendirilmesi ve elde edilecek netice-
nin ayni jenezdeki yataklarin cevher hazirlama yontem-
lerine uygulanmasinin ekonomik jeolojiye yapacagi
katkida, disiplinin ekonomiklilik boyutunu ¢izecektir.

Bu konuda cok sayidaki caligmalar halen yapilmu
ve yapilmaktadir. Calismamizda bunlarla paralellik
icindedir ,
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